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内容概要

本书是作者在天津大学讲授超大规模集成电路设计近10年的基础上总结的结晶，并经过重新绘制插图
编著而成。
本书主要介绍了超大规模集成电路(vlsi)的设计基础、nmos与cmos集成电路的制造过程、vlsi的设计方
法和设计规则，以及mos电路的版图设计、vlsi的设计方法学、fpga的原理与设计、vlsi的可测试性设计
和vlsi设计的硬件描述语言vhdl等。
    本书可作为电子科学、计算机和电子信息相关专业本科生(含专科生)高年级及研究生教材，也可作
为电子行业的设计师和相关工程技术人员的自学教材和参考书。
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